PATRONES ESTACIONARIOS EN UNA NUEVA ECUACION
LOCAL PARA INTERCARAS
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En este trabajo presentamos un modelo unidimensional de formacién de pa-
trones por erosién iénica similar al propuesto en [1], a partir del cual hemos
obtenido una ecuacién aparentemente novedosa que describe la evolucién de
la altura local h(z,t) de la superficie sometida a bombardeo, a saber,

Oth(w,t) = —vdZh — KOth + A\ (0:h)* — A3 82(0,h)?. (1)

La ecuacién (1) interpola entre la conocida ecuacién de Kuramoro-Sivashinsky
(KS, para A2 = 0) y una versién conservada de la ecuacién KS (si Ay = 0).
Para pequenas distancias presenta la novedad de desarrollar un patrén or-
denado con amplitud y longitud de onda fijas, tras un proceso de ”coars-
ening”. Este comportamiento no habia sido observado hasta la fecha para
ecuaciones de crecimiento locales con inestabilidades morfolégicas e invari-
ancia bajo traslaciones verticales. De hecho, habia sido conjeturado en [2]
que la aparicién y evolucién de patrones con longitud de onda y amplitud
constantes no podian ser descritos por ecuaciones unidimensionales locales.
Similar conclusién habia sido alcanzada en [3], donde se defiende que, o bien la
longitud de onda, o bien la amplitud del patrén, deben crecer indefinidamente
cuando el proceso de “coarsening” aparece en la evolucién de la intercara. No
obstante, para distancias mayores, aun manteniéndose el patrén ordenado a
cortas distancias, se observa una superficie rugosa en la que la dispersién de la
altura escala con el tamano del sistema, como ocurre en el caso de la ecuacién
KS. Completamos nuestro estudio numérico con una estimacién analitica de
la longitud de onda final del patrén y la velocidad de crecimiento de la altura
media de la intercara en el limite de gran As.
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